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Foreword

j?ext of document 65A/231 + 231A/FDIS, future edition 1 of [EC 61069-4, prepared by
C BOA, System aspects, of IEC TC 65, Industrial-process measurement and control, was
u ed to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 61069-4

S
on 1 @10-01.
The follo dates were fixed:

- latest dy which the EN has to be implemented
at nationalffeyel by publication of an identical

national st rd or by endorsement {dop} 1998-07-01
— latest date by ch the national standards conflicting
with the EN ha¥e it be withdrawn (dow) 1998-07-01

()

Annexes designated 'np?ative" are part of the body of the standard.
Annexes designated "inf }(ﬁtive” are given for information only.
is

In this standard, annex Z kﬁrmative and annexes A to D are informative.
Annex ZA has been added WNELEC.

j Endorsement notice

The text of the International Standarm 61069-4:1997 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modifi

*
In the official version, for annex D, Bibliogra the following notes have to be added for the
standards indicated:

IEC 60546-1 NOTE: Harmonized as EN 60546-1 :'Iéfm)t modified).
IEC 60873 NOTE: Harmonized as EN 60873:1983 @Ped).

IEC 610692-3 NOTE: Harmonized as EN 61069-3:1998 (no ified).
IEC 61069-5 NOTE: Harmonized as EN 61069-5:1995 {not mm@).

A

IEC 61288-1 NOTE: Harmonized as EN 61298-1:1995 {not modifien@

©
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Annex ZA {normative)

» Normative references to international publications
with their corresponding European publications
.

This@pean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publi@oﬂs are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by am nt or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to ap rncludlng amendments).

the relevant EN/HDspplies

NOTE: When a @etronal publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),
Publication Year @? EN/HD Year
IEC 60068 series r‘(onmental testing HD 323 series

EN 60068 series
IEC 60721 series Cla55|5|cat of environmental conditions HD 478 series
é EN 80721 series
IEC 60902 1987  Industrial- p measurement and control - -
Terms and de |
IEC 61000 series  Electromagnetic (Qﬁblllty (EMC) EN 61000 series
IEC 61069-1 1991 Industrial-process me/ ent and control EN 61069-1 1993
Evaluation of system pr ias for the + corr. November 1993
purpose of system asses
Part 1: General considerations and
methodology 0
IEC 61069-2 1993 Part 2: Assessment methodolog\@o EN 61069-2 1994
IEC 61298-2 1995  Process measurement and control dev EN 61298-2 1995

General methods and procedures for
evaluating performance &
Part 2: Tests under reference conditions /

IEC 61298-3 n Part 3: Tests for the effects of influence ® -
quantities O

IEC 61298-4 1995 Part 4: Evaluation report content EN 6?-4 1995

[EC 61326-1 1997  Electrical equipment for measurement, EN 61326-1 1997
control and laboratory use @
EMC requirements !
Part 1: General requirements 0

1} At present under IEC-CENELEC parallel vote {(65B/320/EDIS).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
APPRECIATION DES PROPRIETES D'UN SYSTEME
EN VUE DE SON EVALUATION —

/Pt
O, Partie 4: Evaluation des caractéristiques
o de fonctionnement d'un systéeme

% AVANT-PROPOS
La CEI (Commission El chnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comit ctrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de

favoriser la coopération | tionale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électroniqu Ket effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes internationales.
c

Leur élaboration est confiée a omités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les’ orgamf$ations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent ment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I|'Organisation
Internationale de Normalisation (IS&Ion des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international su sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’

des
Les documents produits se présentent s@ forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid réés comme tels par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internation s Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possibleY lés Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre yne de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs daMtte derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu mme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor af'une de ses normes.

L’'attention est attirée sur le fait que certains des éléments présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61069-4 a été établie par le @—comité 65A: Aspects systémes,

du comité d'études 65 de la CEl: Mesure et commande dan

)9orocessus industriels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: ®‘
FDIS Rapport de vote
65A/231/FDIS 65A/240/RVD

QU

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inform sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

0
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EVALUATION OF SYSTEM PROPERTIES FOR
THE PURPOSE OF SYSTEM ASSESSMENT -

B

O, Part 4. Assessment of system performance

); INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL -

O FOREWORD

The IEC (International trotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechni€al committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati Il questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition er activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical co itteées; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparator . International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in¢his pregparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in ayrdance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on levant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees®

The documents produced have the form of r mendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides re accepted by the National Committees in that sense.

Standards transparently to the maximum ext
divergence between the IEC Standard and the
indicated in the latter.

In order to promote international unification, ational Committees undertake to apply IEC International
n ssible in their national and regional standards. Any
rg

sponding national or regional standard shall be clearly
.

The IEC provides no marking procedure to indicate
equipment declared to be in conformity with one of its s

roval and cannot be rendered responsible for any

Attention is drawn to the possibility that some of the elem
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for id

f this International Standard may be the subject
ying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61069-4 has been preparec@.lbcommittee 65A: System aspects,
s

of IEC technical committee 65: Industrial-process mea

@ﬂ and control.

The text of this standard is based on the following documentsﬁm

"
FDIS Report on VOM

65A/231/FDIS 65A/240/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can b d in the report on
voting indicated in the above table.

2

0
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La figure 1 indique les relations entre la présente partie et les autres parties de la CEIl 61069,
ainsi que la position relative de la présente partie dans la norme.

La(%ie 1 fournit un guide complet qui, en tant que tel, est destiné & constituer une publication
alto e.
.

La pa@ détaille la méthodologie d'évaluation.
Les parﬂe@l& fournissent un guide pour I'évaluation de groupes spécifiques de propriétés.

La division dQ prletes en différentes parties numérotées de 3 & 8 a été choisie afin de
regrouper les p t és apparentées.

La CEI 61069 com@ les parties suivantes, présentées sous le titre général: Mesure et
commande dans les Pracessus industriels — Appréciation des propriétés d'un systeme en vue
de son évaluation.

Partie 1: ConS|derat|on ales et méthodologie

Partie 2: Méthodologie a K wer pour |'évaluation
Partie 3: Evaluation de la fo @mallte d'un systéme (a I'étude)
Partie 4: Evaluation des caractéristigues de fonctionnement d'un systeme
Partie 5: Evaluation de la sﬁreté&onctionnement d'un systéme
Partie 6: Evaluation de I'opérabilité@systéme (a I'étude)
Partie 7: Evaluation de la sécurité d'u eme (a I'étude)

Partie 8: Evaluation de propriétés d'un s Ee qui ne sont pas liées a sa tache méme
(a I'étude) g

4

Les annexes A, B, C et D sont données uniquem titre d’information.
Le contenu du corrigendum du mois de décembre a été pris en considération dans cet
exemplaire.

<
®
N,
O
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The relation of this part to the other parts of IEC 61069 and the relative place of this part within
this standard is shown in figure 1.

P}Aprovides the overall guidance and as such is intended as a stand-alone publication.
Part fails the assessment methodology.
Parts 3@8 Erovide guidance on the assessment of specific groups of properties.

The divisio roperties in parts 3 to 8 have been chosen so as to group together related

properties. 00

IEC 61069 coné( of the following parts, under the general title: Industrial-process
measurement and %ol — Evaluation of system properties for the purpose of system

assessment.
Part 1. General consi ions and methodology
Part 2: Assessment met ogy

Part 3: Assessment of systeyﬁnctionality (under consideration)

Part 4: Assessment of syste rformance

Part 5: Assessment of system d dability

Part 6: Assessment of system operability (under consideration)

Part 7: Assessment of system saf er consideration)

Part 8: Assessment of non-task-relate m properties (under consideration)

Annexes A, B, C and D are for information onIL/o

The contents of the corrigendum of December 1 ve been included in this copy.

0@0
S

e
©
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INTRODUCTION

La presente partie de la CEI 61069 traite de la méthode qu'il convient d'utiliser pour évaluer les
caractéristiques de fonctionnement des systémes de mesure et de commande des processus
ind i Is

Evalu m systeme consiste a juger, sur la base d'éléments concrets, de sa bonne aptitude a

remplir ¥he mission ou un ensemble de missions spécifiques.
Pour obten les éléments nécessaires, il faudrait procéder a une appréciation compléte
(c'est-a-dire toutes les conditions d'influence) de toutes les propriétés du systéme qui

contribuent ar i: la mission ou I'ensemble de missions spécifiques considérées.

Cela étant rarement”’r@alisable dans la pratique, la démarche qui guidera I'évaluation d'un
systéeme consiste a:

— identifier les poi itiq ues des propriétés du systeme qui sont concernées pour
I'accomplissement de Ié io

— planifier Iapprematlondfe( propriétés concernées du systéme avec un effort rentable
pour les différentes propriétés?,

§

Lors de I'évaluation d'un systéme,@t essentiel de garder a I'esprit le besoin d'obtenir une
augmentation maximale de la confiamCe dans la bonne aptitude a I'emploi du systeme, compte
tenu des contraintes pratiques de codt temps.

7

Une évaluation ne peut étre entreprise qu une mission a été imposée (ou attribuée) ou si
une mission type peut étre définie. En Ia de mission, on ne peut évaluer le systéme;
toutefois il est toujours possmle de specm e réaliser des appreC|at|ons (telles que
définies dans la CEI 61069-1) qui pourront serv@ d'évaluations menées par d'autres.

Dans ce cas, on peut utiliser la norme en tant q U|de pour planifier une appréciation et
suivre ses procédures pour effectuer les appréci ns; l'appréciation des propriétés d'un
systeme fait en effet partie intégrante de I'évaluation d@ystéme.

%c)
N,
O

%

%
0



61069-4 © IEC:1997 -9-

INTRODUCTION

This\part of IEC 61069 deals with the method which should be used to assess the performance
of 4 trial process measurement and control systems.

Ass I‘/»ént of a system is the judgement, based on evidence, of the system's suitability for a
speci mssion or class of missions.

To obtain@ evidence would require complete (i.e. under all influencing conditions)

evaluation ystem properties relevant to the specific mission or class of missions.
Since this is ratglyypractical, the rationale on which an assessment of a system should be
based is:

— to identify the%\lity of each of the relevant system properties;
aluaty

— to plan for ev of the relevant system properties with a cost effective dedication of
effort to the various ies.

In conducting an assessmdﬂf a system it is crucial to bear in mind the need to gain a
maximum increase in confi eryln the suitability of a system within practical cost and time
constraints.

An assessment can only be carried if a mission has been stated (or given) or if any mission
can be hypothesized. In the absende of a mission, no assessment can be made; however,
evaluations (as defined in IEC 61069; an still be specified and be carried out for use in
assessments performed by others. /g

procedures for performing evaluations, since ions are an integral part of assessment.

In such cases, the standard can be used a@%ide for planning an evaluation and it provides
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Figure 1 — Disposition d'ensemble de la CEIl 61069
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MESURE ET COMMANDE DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS -
APPRECIATION DES PROPRIETES D'UN SYSTEME

) EN VUE DE SON EVALUATION —

" Partie 4: Evaluation des caractéristiques
{P de fonctionnement d'un systéeme

o

1 Domaine d'application

La présente partQ a CEIl 61069 couvre la méthode a utiliser pour évaluer de maniére
systématique les car, ristiques de fonctionnement des systéemes de mesure et commande
des processus industri

La méthodologie d'évalu@ 2taillée dans la CEl 61069-2 est appliquée afin d'obtenir le
programme d'évaluation de acﬁéristiques de fonctionnement.

Les propriétés composantes d@aractéristiques de fonctionnement sont analysées et les
criteres a prendre en compte lorSque_l'on évalue les caractéristiques de fonctionnement sont
décrits.

Il est fait mention de différent chniques d'évaluation des caractéristiques de
fonctionnement qui se completent mutue nt.

2 Références normatives L .

qui y est faite, constituent des dispositions valabl ur la présente partie de la CEl 61069.
Au moment de la publication, les éditions indiquées lent en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accor ondés sur la présente partie de la
CEI 61069 sont invitées a rechercher la possibilité dg%er les éditions les plus récentes

Les documents normatifs suivants contiennent (@Eispositions qui, par suite de la référence

des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membre la CEI et de I'lSO possedent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60068, Essais d'environnement ®/‘

CEIl 60721, Classification des conditions d'environnement Q /

CEI 60902:1987, Mesure et commande dans les processus industriels es et définitions
CEIl 61000, Compatibilité électromagnétique (CEM) 6

CEIl 61069-1: 1991, Mesure et commande dans les processus industriels —.Aéféciation des
propriétés d'un systéme en vue de son évaluation — Partie 1: Considérations gémégales et
méthodologie

propriétés d'un systeme en vue de son évaluation — Partie 2: Méthodologie a appliqu r

CEIl 61069-2: 1993, Mesure et commande dans les processus industriels — Appréci%s
I'évaluation

CEl 61298-2: 1995, Dispositifs de mesure et de commande des processus — Méthodes et
procédures générales d'évaluation des performances — Partie 2: Essais dans les conditions de
référence





